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摘要(译)

提供一种光学膜，其具有满足关系式（1）至（3）的延迟： 0≦的 RE 的
（550）≦10; （1） -25≦的的Rth 的（550）≦25;和（2） | I | + | II | + | 
III | + | IV |> 0.5（nm），（3） 定义： I = Re （450）-Re（550）; II = 
Re（650）-Re（550）; III =的Rth（450）-Rth（550）;和 IV = Rth
（650）-Rth（550）， 其中Re（450），Re（550）和Re（650）分别
是用450,550和650nm波长的光测量的面内延迟; Rth（450），Rth
（550）和Rth（650）是光学膜厚度方向上的延迟，分别用450,550和
650nm波长的光测量。
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